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FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

55/1128/CDV 55/1158/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on 
voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

_____________ 

 

2 Normative references 

Modify the existing reference as follows: 

IEC 60317-0-1:2008, Specifications for particular types of winding wires – Part 0-1: General 
requirements – Enamelled round copper wire  

 

3 Definitions and general notes on methods of test 

Replace the existing Clause 3 with the following new Clause 3 and its Subclauses 3.1 and 3.2: 

3 Definitions and general notes on methods of test and appearance 

3.1 Definitions and general notes on methods of test 

For definitions and general notes on methods of test, see Clause 3 of IEC 60317-0-1. 

In case of inconsistencies between IEC 60317-0-1 and this standard, IEC 60317-42 shall 
prevail. 

3.2 Appearance 

See Subclause 3.3 of IEC 60317-0-1. 
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22 High temperature failure 

Delete this clause. 

 

Add the following new clause: 

23 Pin hole test 

See Clause 23 of IEC 60317-0-1. 

 

––––––––– 
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 – 4 – 60317-42 Amend.1 © CEI:2010 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

55/1128/CDV 55/1158/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la 
publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

_____________ 

 

2 Références normatives 

Modifier la référence existante comme suit : 

CEI 60317-0-1:2008, Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-1: 
Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé  

 

3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essai 

Remplacer l’Article 3 existant par le nouvel Article 3 suivant et ses Paragraphes 3.1 et 3.2: 

3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais et l'aspect 

3.1 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais 

Pour les définitions et les notes générales concernant les méthodes d'essais, voir l'Article 3 de 
la CEI 60317-0-1. 

En cas de divergences entre la CEI 60317-0-1 et la présente norme, la CEI 60317-42 doit 
prévaloir. 

3.2 Aspect 

Voir le Paragraphe 3.3 de la CEI 60317-0-1. 
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22 Défaillance à haute température 

Supprimer cet article. 

 

Ajouter le nouvel article suivant : 

23 Détection des microfissures en immersion 

Voir l’Article 23 de la CEI 60317-0-1. 

 

–––––––––– 
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